Oddelenie Pracovisko

TKS.031 Technicka karta stroja

INOVAL

Laboratoria Metalografia

Stolovy energo disperzny rontgen fluorescenény spektrometer ED-

Zakladny opis stroja: XRF je ur€eny na analyzu chemického zloZzenia materialov pevnych , Rozmery a hmotnos t’ stroja:

kvapalnych a sypkych . M6ze sa pouzit na analyzu prvkov od

Technické parametre
stroja:

atomoveho Cisla 11 (Na) po atomoveé cCislo 92 ( U) vo forme ako su Sirka 600 mm

napr. : silikhtové matrice, cementy, piesky, trosky , keramické a -

kovové materidly, sira, praskové kovy , oleje a mazadla Hlbka 700 mm
Vyska 340 mm

Napajacie napatie a prikon 200-240V / 50/60 Hz / 16A Hmotnost cca.75 kg

150 W bez PC

Pracovna teplota (
optimalna)

+10/+30C (+20/+25C)

VlIhkost pracovného
prostredia

10 — 80% ( bez
kondenzacie)

Typové ozna €enie: SPECTRO XEPOS Il

Vyrobca: Spectro Analytical Instruments

Pracovny zasobnik vzoriek

12 pozicii na vzorky o
priemere 40mm (min. 32
mm)

Pripadne volna pozicia na
vacsie vzorky

Fotografia zariadenia:

Podmienky :

Vzduch ,v atmosfére He ,
vo vakuu ,s pouzitim
ochranného filmu

Kalibrované na vzorkach

FLX-SP1,GDS12,SARM-
20,MW-37
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